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Pobieranie 
poziom kontroli 

Printed semifinished 

producia Semi·produits 

polygraphiques The sampłing for łesłs, 

eontroi level and testing Echantillonoge, niveou de 

plan conłrćle et plan d'essois 

1. Przedm iot normy, Przedmi otem normy jest sposób 

pobierania próbek do badań, poziom kontroli i pl an ba­

dań następuj~cych pÓłproduktów poligrafi cznych przekazy­

wanych do dalszych czynności technologicznyc h podlega­

j{lcych statysty cznej kontroli jakości , a m ianow i cie: 

- odbitek drukarskich, 

- składek podstaw owych, 

składek zło~onych, 

- kompletów składek lub kartek, 

- wkładów zszytych rićmi przed okrawaniem, 

- wkładów zszytych drutem przed okrawaniem, 

- wkładów ł{ICZonych k lejem, 

próbek, 
plan badań 

Zamiast 
l BN-65 /7451 ·02 

Grupa katalogowa XVII 95 

nomtrpacpl1 'leCKHe 
Polygrophische 

noncpa6pi1KaTbl 
Holbfobrikote 

B3RTe npo6 .o.nR 
Probenahme fur die Pri.ilung 

11Cnb1Tai111R, ypoaeHb 
Pri.ilungsniveau und 

KOHTpOn!l H nop!!.ll,OK 
Versuchsordnuna 

HCnblTaHI1H 

100% ora z kontrol i bieżę.cej samokontrol i (w cza s ie pro­

c esu technologicznego). 

2 Partia Za partię pÓłproduktów poligrafi cznych u wa­

!a się określonę li czbę jednakow ych sztuk t ych półpro-

duktów pr zedstaw ionych jednorazow o do badań w y kona-

nych w t ych samych w arunkach technologicznych. 

3 , S posób pobierania próbek, Z partii pólproduktów do 

badań nale~y pobrać próbkę (liczbę sztuk) w sposób loso­

wy wg PN/N-03010. 

4 P oziom kontro li - d la badań nieni szcz{lcych- 0-

gólny, zaś dla badań niszcz~cych - l spec jalny wg PN-73/ 

- wkładów ł(ICZonych termonićm i, N-03021, 

- Nkładów okrawanyc h, 

- wkładów z grzbietem uformow any m , 

- okładek okle jonych, 

- okładek kartonowych i papier o wych, 

- okładek i nnych, 

Norma nie dotyczy pó l produktów podlegaję.cych kontroli 

W poziomie kontroli podano zale!ność między l iczności(~ 

partii ( wieikościę nakładu ) a licznościę próbki ( liczb>\ 

sztuk pobranych do badań) - wg zał{lcznika. 

5 . Wadl iwość dopuszczalna w
2 

ma.r - 1, 5%, 

6 , P lan badań - dla wadliwoś~ i podanej w 5 - wg PN-73/ 

N-03021 tabl . 2-A zgodni e z zai {ICZnikiem. 

KONI EC 

Zał{lcznik 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ins tytuc Ja opr acowujaca normę - Ośrodek Badawczo­

-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego , Warszawa. 

2. Istotne zmiany w s tosunku do BN-65/7451-02 

a) zmieniono sposób pobier ania próbek, 

b) r ozszer zono zakres n ormy o poziom kontro l i 

badań, 

c ) okreś lono dopuszcza lnę. wad l iwość. 

3, Normy zwiazane 

p lan 

PN/ N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wy-

bór s z tuk do próbek 

PN-73/N-0302 1 S t at ystyczna kontrol a jakości . Kontrola 

odbiorc za według ocen y alternatywnej. P l any badan i a 

4 Autor projektu normy -mgr. R. Godlewski , Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraf iczn e go, Warsza-

w a. 

5 , Przedsięwz ięci a or gani zacyjne wdro!e n ia normy 

pr zeszkolenie prac owni ków słu!by kontroli j ako"ci w dru­

k arniac h w z.,Kresie posługiwan i a s ię n iniejsz{l normę. oraz 

normami dotycz{lcymi pólproduktów po l igraficznych. 

Zgłoszono przez Ośrodek Bodowczo-Rozwojowy Przemysłu Poligralicznego 

Ustanowiono przez Naczelnego Dyrektora Ziednoczenia l'rze~ysłu Po ligroficznego dnia 20 kwietnia 197 7 r. 

jako normo obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 wrz śni ·a 1977 r 

(Dz. N orm. i M iar nr 12/1977 poz. 4 2 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977. Wpływ doWN 10 .5 .77. Oddano do 1kładv 11.6.77. Druk ukońc:tuno we wrułnlu 77. 
O bi.0,25 o. w. Noklod1300+55 egz. z_,. 1784/77 

c." ,, 1.:20 



2 Zał{lcznlk do BN-77 /7451-02 

ZALĄCZNlK 

PLAN BADAŃ DLA POZtOMU t OGÓLNEGO l WADLIWOŚCI 1.5 %1} 

Liczność partii L iczność próbk i l) Liczba k wal ifikuj{lca Liczba dyskwal ifi kuj{lca 

sztuk mt2l m 2) 
2 

2.;. 2eo e o 1 

261 ;. 1200 32 1 2 

1201 + 3200 50 2 3 

3201 + 10 000 e o 3 4 

10 001 + 35 000 125 s 6 

35 001 + 150 000 200 7 e 

150 001 + 500 000 315 10 11 

powyżej 500 000 500 14 15 

!),Jeżeli lic zność próbki jest równa lub większa od li czności part i i, należy stosować kontro lę stuprocentow~. 

2) 
li c zba kwa l i fikuj{lca (dopuszczalna liczba sztuk wadliwych w próbce) , m 2 - li czba dyskw al ifikuj{lca. mt-

11 
Dla badań niszcz~cych (poziom l specjalny) liczność próbki wynosi zawsze e sztuk, a m 1 = O, m 2 • 1. 


